






































专利名称(译) 用于检测孤独症谱系障碍的诊断方法

公开(公告)号 US7452681 公开(公告)日 2008-11-18

申请号 US11/381943 申请日 2006-05-05

申请(专利权)人(译) 加州办公室技术转让的大学董事会

当前申请(专利权)人(译) 加利福尼亚州，第三的大学校董会

[标]发明人 AMARAL DAVID G
VAN DE WATER JUDY

发明人 AMARAL, DAVID G
VAN DE WATER, JUDY

IPC分类号 G01N33/53 C07K16/00 C07K17/00 G01N33/566 G01N33/567

CPC分类号 G01N33/564 G01N33/6896 G01N2800/28

代理机构(译) TOWNSEND和TOWNSEND和机组LLP

优先权 60/678670 2005-05-05 US

其他公开文献 US20060292640A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供鉴定指示发展神经发育障碍的风险的标志物的方法，所述神
经发育障碍部分由抗体或自身抗体介导的神经组织损伤引起，包括自闭
症谱系障碍（ASD）。本发明进一步提供了诊断个体是否患有神经发育
障碍（包括ASD）的方法，以及用于确定母亲未来后代将发展成神经发
育障碍（包括ASD）的风险的方法。
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